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Giiltig ab: 06.05.2024
Ausstellungsdatum: 06.05.2024

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-EP-11183-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

IfEP GmbH Institut fiir Eignungsprifung
Daimlerstrae 8, 45770 Marl

mit dem Standort

IfEP GmbH Institut fiir Eignungsprifung
Daimlerstrae 8, 45770 Marl

Der Eignungspriifungsanbieter erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17043:2010, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Der
Eignungsprifungsanbieter erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative
Anforderungen, einschlieRlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend
ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17043 sind in einer fiir
Eignungspriifungsanbieter relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN I1SO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und (iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-EP-11183-01-02

Eignungsprifungen in den Bereichen:

( DAKKS

Deutsche
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Form- und Lagepriifungen von Bauteilen mit taktilen und optischen Koordinatenmessgeraten;
Lingenmessungen an Endmalien

Der Eignungspriifungsanbieter fiihrt eine aktuelle Liste der Eignungspriifungen im akkreditierten

Bereich.
.. . Eignungspriifungs- MessgroRe Bezeichnung des EP-
Priifgebiet e & .. g / & *
gegenstand Priifparameter Programms
Dimensionelle Bauteile, Form und Lage Koordinatenmesstechnik
Messtechnik Komponenten taktil und optisch
Endmale Lange, Durchmesser, Langenmessung
Tiefe (Bugelmessschraube/Mess
schieber)
* Beispiele
verwendete Abkiirzungen:
DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
EN Europdische Norm
IEC International Electrotechnical Commission
ISO International Organization for Standardization
Gliltig ab: 06.05.2024

Ausstellungsdatum: 06.05.2024
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